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ENAC participa activamente en
el 52 Congreso Espanol de
Metrologia

Cuatro afios después de
la cita celebrada en
Santander, entre los dias
12 al 14 de junio, se
celebré el 5° Congreso
Espariol de Metrologia en
las instalaciones de la
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales
de la Universidad
Politécnica en Madrid.

En el encuentro, que conté con una alta participacion, superior incluso a la del
cuarto congreso, ENAC participé una vez mas como empresa patrocinadora y
como miembro del comité organizador ademas de en diversas mesas redondas.

El dia 14, moderada por D. Manuel Valcarcel (F212), se desarroll6 una mesa
redonda sobre la acreditacion en la que participaron D?. Maria José Cotarelo,
presentando el nuevo esquema de acreditacion de productores de materiales de
referencia; D2. Rosalina Porres, explicando cémo afectan los cambios producidos
en las normas ISO 17020 e ISO 17065 en los requisitos de acreditacion en
metrologia legal; D. Eugeni Vilalta, presentando los cambios producidos en los
documentos de referencia internacionales relacionados con la estimacién de la
incertidumbre de medida en calibracién; D. José Luis Borrego, resumiendo las
ultimas adaptaciones del sistema de gestidén de acreditaciones de laboratorios de
calibracion y la unificacion de los alcances vy, finalmente, D. Jaime Fornet que
explicé el funcionamiento del SPI como proveedor de programas de
intercomparacion en calibracion desde el INTA.
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El congreso incluyé también con una mesa que traté sobre el tema de la
Metrologia y la Salud en la que D?. Isabel de la Villa, Jefa del Departamento de
Sanidad de ENAC, actué como moderadora. Por ultimo, y en la mesa de
Cooperacién Internacional en Metrologia, Normalizacion y Acreditacion, D?.
Carmen Garcia, presentd un resumen de las actividades de cooperacion en las
que ha trabajado ENAC.



